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1. PRZEZNACZENIE

Dla celdéw legalizacji éestera TEF-101 przed wykonaniem
programu autotestu nalezy dokonaé legalizacji woltomie-
rza V542.1 prod. MERATRONIK zgodnie z WT producenta.
Program autotestu stuZy do sprawdzenia podstawowych
wiadciwosci metrologicznych i funkcjonalnych testera

TEF-101, Kontroli podlegaja

~ programowane 2r6édto sygnatdw ZA
- zasilacz programowany ZP
- blok pomiarowy BM
Program autotestu wykonywany jest w trybie pracy ciggiej.
Pozytywny wynik autotestu jest rdéwnoznaczny ze speinieniem
przez tester TEF-101 warunkdéw technicznych przedstawionych
~ w DTR testera.
2. OBSLUGA PROGRAMU TEETC

2.1, Uruchomienie testu.
W celu uruchomienia programu autotestu nalezy:
- uruchomié¢ tester /zgodnie z dokumentacja 5623 PIAP/,
- na pozycje BPX testera wiozyé blok BPTEST ,
- wezytaé z dyskietki program autotestu znajdujacy sie
pod nazwg TEFTC,
a/ wpisujac MBASIC TEFTC jesli znajdujemy sie w systemie
CP/M ,
b/ wpisujac RUN "PEFTC" jeéli znajdujemy sie w BASIC “u.
Po wczytaniu program samoczynnie startuje.
Na ekranie pojewia sie napis
PROGRAM AUTOTESTU TESTERA TEF-101
LADOWANiE PROGRAMOW MASZYNOWYCH

Nast¢pnie sprawdzana jest poprawno$é napieé zasilania




w blokach ZA,BM,ZP,VC 1 ZB. Jesli program wykryje jakas nieg
prawidtowoéé, podaje komunikat na monitorze i czeka na uru—
chomienie wymienionego w komunikacie bloku. Gdy wsz&stko w
porzadku zostaje wySwietlona informacja O.K.... i program
przechodzi do dalszego dziatania.
Nastepujg pytania o danelidentyfikacyjne kontroli testera:

- Numer fabryczny

- Data

- Kontrolg prowadzi

Operator wpisuje kolejne odpowiedzi /kazda zakohczona wciénie-
ciem klawisza RETURN/
Rozpoczyna sie test poszczegdlnych blokéw testera., Podobnie
jak przy testowaniu ciagiym pakietédw ADF,CA,AC i SA wyniki
nie sg3 prezentowane na biezaco. Jako informacja pomocnicza
wyéwietlany Jest na monitorze numer badania i wartoéé wejs-
ciowa nominalna. Dane te majg charakter serwisowy i dla ope-
ratora sa tylko sygnalizacja, ze test sie odbywa. Jedynym
zajeciem dla operatora jest wigczenie 1 wyiaczenie napiecia
testowego 250V zgodnie z wyswietlanymi komunikatami.

2.2. Opis badan

Program autotestu przeprowadza siedem badan:

Badanie 1:

Sprawdzanie przetwornikéw AC/DC.

Przetwornik kontrolowany jest w trzech punktach dla obu
zakresoéw tj. 100 mV i 2V wartosci skutecznej., Sygnal wejé-
ciowy generowany jest w specjalnym ukitadzie wzorcowynm.

W wyniku badania okreslany jest btad podstawowy przetwor-

nika.




Badanie_2:

Sprawdzenie komparatoroéw.

Kazdy z dwéch komparatordw sprawdzany jest w czterech
punktach Un—5%, Un-1%, Uh+1%,iUn+5%.

Pozwala to okreslié poprawnosé zadzialania komparatordw.

Badanie 3¢

Kontrola zasilacza programowanego ZP.

Pomiary obejmuja dwie grupy:

a/ sprawdzenie napieé ~ kontrolowana jest wartoéé na-
piecia wyjsciowego oraz poprawnosé sterowania napied.
Pomiary przeprowadzane sg dla wszystkich nastawianych
wartosci bez obcigzenia, oraz dla napiecia znamionowego
pod obcigZeniem. Pozwala to wyznaczyé biad podstawowy i
btgd dodatkowy od zmian rezystancji obcigZenia,

b/ sprawdzenie praddédw -~ kontrolowany jest prad Jjatowy
dla poszczegdlnych napieé i prad pod obecigZeniem zna—
mionowym,

Badanie to pozwala ocenié poprawnoéé pracy bocznikéw
pomiarowych oraz wyeliminowaé.:: zwarcia wewnetrzne
w zasilaczu.

Badanie 4:

Pomiar charakterystyki przetwornika C/A w bloku ZA.
Przetwornik cyfrowo-analogowy otrzymuje na wejsciu sygnaly
odpowiadajace ¥ , kolejnym bitom i 1023,

Pomiary przeprowadzane sg w dwdch seriach:

-~ bez obecnosci napiecia wspdlnego 250V 50Hz

-~ przy obecnos$ci napiecia wspdlnego 250V 50Hz
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Badanie umozliwia okresSlenie biedu podstawowego 1 dodat~-
kowego od napiecia wspodlnego.

Badanie 5

Pomiar napiecia wspdlnego 250V 50Hz.
Za pomocg przetwornika AC/DC w bloku BM dokonywany jest
pomiar rzeczywistej wartosci napiecia testowego 250V 50Hz.

Badanie 6:

Sprawdzanie przetwornika U/I w bloku 24rdédia sygnaidéw ZA.
Wykonywany jest pomilar charakterystyki napieciowej, a nas-
tepnie dla kazdego z zakresbdw Zrdédia pradowego /SmA,10mA,
20mA, 50ma/;-
‘gprawdzana jest w trzech punktach poprawnosé przetwarzania
U/I.

Badanie 7:

Pomiar szeregowe]j skiadowe] zmiennej .
Sprawdzeniu podlegaja wartosci skiadowe]j zmiennej nakia-
danej na sygnat analogowy przy badaniach pakietu ADF
/20% i 40%/.
Oceniany jest poziom tej sktadowej.
‘2.%. Opis opcji.
Po wykonaniu testu pojawia sie komunikat:
OPCJE DO WYBORU
1. Wymagania ‘
2. Wyniki TESTU
3. Nowy test |
4, Koniec pracy.

Operator wpisuje numer opcji z ktérej chce korzystad.
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2¢3.2.
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Opcja wymagania.

Wyswietla sie lista wymagan ustalonych dla testera jako

dopuszczalne wartosci graniczne oraz pytanie .

ZMTANA T/N

Przy wyborze T nalezy zgodnie z wysSwietlanymi komunika-

tami wprowadzié numer i warto$é nowego wymagania.
Zostaje wtedy wyswietlona uaktualniona lista wymagah
i powtdérzone pytanie o zmiane.
Przy wyborze N pada pytanie
WYIDRUK T/N
Umozliwia to wydrukowanie listy wymagan na dolgczonej
to testera drukarce lub rezygnacji z wydruku, po czym
nastepuje powrdt do opeji do wyboru.
Opcja Wyniki testu.
Pojawia si@ komunikat
PRZEDSTAWIENIE WYNIKOW
1. Tylko negatywnych
2. Kompletnych
3. Powrdt do opcji
Przy wyborze 1 lub 2 pojawia sie¢ pytanie
WYDRUK T/N
Odpowiedz T - wyniki prezentowane sa na monitorze i

wyprowadzane na drukarke

Odpowieds N - wyniki prezentowane sa tylko na monitorsze.

Po wykonaniu polecenia 1 lub 2 program wraca do punktu

2.3.2.

Sposdéb prezentacji wynikéw przedstawiono w tabeli 1.

LS
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2+3.%. Opcja nowy test
Powoduje ponowne wystartowanie programu autotestu

od pytania o dane identyfikacyjne testu.

" 2.3.4. Opcja koniec pracy
Na monitorze zostaje wyswietlony katalog zbiordw
dyskowych 1 system przechodzi w stan STOP,.
W tym rmomencie mozna wymienié dyskietke oraz blok
BP-TEST na odpowiedni blok BPX i prazystapié do

testowania pakiletow.




.TABELA 4

INTERPRETACJA WYDRUKU WYNIKOW PROGRAMU TEF TC

Wumer badania . Nazwa ”
1 Sprawdzenie przetwornika AC/DC w bloku BEM
2 Sprawdzanie komparatordéw w bloku BM
) \ Sprawdzenié zasilacza 2P : J
4 Ch-ka p-rzetwornika C/A w bloku ZA
5 Pomiar napiecia wspOlnego 250V 5CHz
3 Sprawdzenie przetwornika U/I w bloku ZA
7 Pomiar szeregowej] skladowej:zmiennej w bloku ZA.
gy -y = = = — - = e m m e e = — e -
R | BAD 1 Z WARUNKT WE NOM . WY NOM . 1 WY PONIAR BEAD
1 2 .3 -4 5 6 7
I B B B e E T PR oo
Wartosci uzyskane w rubryce- m sg oznaczone R, .
Rubryki niezalezne od npmeru~badania BAD
R1 Nr badania /wg listy jak wyzej/
Rv5-‘«‘s’arunki przy ktérych przeprowadzane jest badanie , '
np.‘WSP = 250V - ialaczbne napieciq.wspélne 250V
"Bad.q1__Sprawdzanie przetwornika AC/DC w bloku BM
R, Zakres sygnalu wejéciowego przetwornika AC/DC
Ré. Wartosé sygnalu wejsSciowego w [mv] zadawana przy badaniu
R5 Wartosé 1dea1na sygnalu wygsciowego w [V] odpowiadajaca wartosci zadanej
. sygnatu wejéciowego ' . -
Rg Pomlerzona wartosc sygnatu wy35010wego w [Y]
R, - R.
R7 . __é_z__i_ . 100 % ‘%> - zakres nmlan sygnalu wy3501owego W EY]
Rg Ilosé *’?6wnainﬂ3(37/w1); Wy = wymaganie dla bad.q.

Bad.2. Sprawdzenie komparatordw w bloku BM

Rg ‘Symbol kompafatora /1 1lub 2 /
R4 Nominalna wartoéc sygnaiu wejéciowego podawanego na komparator w [ ]

zakresu zmlan sygnaiu

R5 Stan wyascia komparatora idealny 0,000 - wyJjscie rozwar#e
| ” 1.000 -~ wyjscie zwgrte
Rg Stan.wyjscia komparatora pomierzony /jak wyzej/ ‘
R;\ - Wy (%] W, - warto§é wymagana progu dziatania kompargtora

Rg I;.oéé ¥ véwna IND (Ry)

Bad.3. Sprawdzenie zasilacza ZP_

~

. Ry Wartoéé nominalna napiecia zasilajgcego
R4 Nastawiona warto$é napiecia zasilajgcego w [%]'wartoéci nominalnej
5 a/Nastawiona wartoéé napiecia zasilajgcego W'[Y]

b/Idealﬁa wartoéé poboru pradu zasilania [AJ

~-
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R6 a/ Pomierzona wartosc nap1@c1a zasmlagqcego w [ﬁ[
) b/ Pomierzona wartosc poboru prqdu w [AJ na dolaczonym-w testerze ob01azen1u.
. i R had R . i
R7 a/ . 2 . 1OQ%
. R -
' 2 RG - R5 R . -
b/ dla praddw TR IN - pobdér pradu dla obcigZenia nominalnego

\

Rg ~ Tlosé '% xéuna T (Rp/W 5) -
‘Uwagaszs®

od stanu obcigzenia.

'

W3 ~ wymaganie dla badanig 3

-

»

Wymaganie W5 jest zalezne od wartosci nap1¢c1a zasilajgcego oraz
~N

g|

Bad.4< Ch-ka przetwornika C/A w_bloku ZA l 4

W0V

Wartosé zadana cyfrbwa w bitach na wejéciu -G/A

Wartosé wyjéciowa idealna w [V]

Yartoéé, wyjSciowa pomierzona w EV]

10V ' ,

Ilosé % réwna INT (R7/W4)

- \
W4 - wymaganie dla badania 4

Bad. 5. Pomiar napiecia WSpolnego 250V 50Hz

Ry
< Rg
Rg

R7

Rg

"»RG—RS

‘Wartosé nominalna napiecisa wspolnego . .

. Wartos¢ nominalna napigcia wspdlnego fV]

Wartosé pomierzona napiecia wspblnego Cs ’

. 250V - .
Ilogé¢ ¥ rowna INT,(R7/W5)

W5 - wjmaganie @ia badese

\

Bad .6, Sprawdzénie.przetWornika d/I w bloku ZA

Ro. Zakres sprawdzany ‘
. ]
R, Wartoéé zadana cyfrowa w bitach na wejsciu C/A
Rg Wartoscé 1dealna na wyjsciu przetwornika U/1 . 4
R6 Wartosé pomlerzona na wyjéciu przetwornlka U/1
R =R
.R"7 © 5 \ '
. ’ R2 '.’ . ! .
Rg Ilos¢ % réwna INT (R7/Wé) . WG - wynaganie dla bad.6.
‘Uwaga: ' . \

Wg zalezy od rodzaju badania

zakres 10V -fspfawdzéna doktadnosé
~ - L

zakresy pradowe - sprawdzana liniowosé . ' ’ .
! : .




Bad.7. Pomiar szeregowej sktadowe]j zmiennej w bloku ZA

Symbol : AC sz
Wartos¢ miedzyszczytowa zadane] skiadowej zmiennej w [%]

wartoéé zakresu 10V

P

Wartosé skutecsna’ zadanej-skzadone] ‘ziiennej w [V]

Wartosé¢ pomierzona skiadowej zmiennej w ]
R6 - RS ) * ,
10V CQ'*E) = 35Y

Ikosé % robwna INT (R7/W7)‘ W7 ~ wymaganie dla bad.7.
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